SrRuO; pavirSinio sluoksnio struktaros nustatymas kampui jautrios fotoelektrony
spektroskopijos metodu

Determination of SrRuQO;s surface layer structure by angle-resolved XPS
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Laidus feromagnetini SrRuQ oksid; sluoksniai
pasizymi geru cheminiu stabilumu ir perovskitine
strukfira, todtl yra perspektyvi medZiaga funkaini
perovskitiniy strukiiry karimui. Tatiau jame, kaip ir
kituose stroncio junginiuose daznai stebima pawirSin
stroncio segregacija [1]. Magnetroninio dulkinimadb
uzgarint; SrRuQ sluoksni, pavirSire strukfira buvo
tirta kampui jautrios fotoelektran spektroskopijos
(ARXPS) metodu, leidziafiu neardziai nustatyti
pavirSiaus savybes [2].

Siekdami nustatyti SrRuOsluoksnio strukira mes
tyréeme Sr 3d, Ru 3p ir O 1s spektpriklausomylg nuo
elektrony surinkimo kampo. Sr 3d dupleto spektrai,
iSmatuoti skirtingiems registravimo kampanas (1a
pav.) sudaryti iS dvigj reikSmingy dedanajy, nuro-
dartiy skirtinga atomy chemire aplinka. Dél neelastirés
sklaidos fotoelektram spektrai esant mazam
registravimo kampuir yra labiau glygoti pavirSiaus.
Siauresnis ZemrySio energij (BE) dupletas (Sr 3g
BE = 132.2 eV) gali itti priskirtas tiriniams, o platus
(Sr 3d, BE = 133.2 eV) — pavirSiniams stroncio jungi-
niams (tikétinai stroncio hidroksidui) [3]. AnalogiSkai,
O 1s spektruose (1b pav.) siauras spektras gdli b
priskirtas kristaliniam deguoniui, o platus — pavirSiuje
absorbuotiems oksidams (CO,® (OHY)...)[4].
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1 pav. O 1sir Sr 3d rysio enenggpektrai iSmatuoti
esant skirtingiems fotoelektramegistravimo kampams

Skirtingai nuo Sr ir O spekif Ru3p smad
praktiSkai nepriklauso nuo registracijos kampo. Tai
leidzia manyti, kad pavirSinis iratinis rutenis yra
vienoduose cheminiuose junginiuose.

Spektro  pavirSiass  ir  firinés  dedamju
priklausomylds nuo kampo buvo analizuojamos

naudojant dalinai padengto pavirSiaus mpdeérinimo
rezultatai pavaizduoti 2 pav. Naggtoms Sr 3d ir O 1s
linijoms elektrom laisvojo kkio ilgis (IMFP) - 1 lygus
atitinkamai ~4.1 ir ~3.7 nm esantv = 3000 eV
Zadinagiy fotony energijai [5]. Tuo pasinaudojus
gaunamas vienodas pavirSinio stroncio ir deguonies
junginio sluoksnio storis (~1.6 nm).
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2 pav. Trinés dalies santykinio fotoelektran
signalo logaritmo priklausomyinuo surinkimo kampo.
TaSkai atitinka eksperimentinius rezultatus, o linijos —
derinimo naudojant dalinai padengto pavirSiaus model
rezultatai;d=d/4, kur d — pavirSinio sluoksnio storis &

— tuo sluoksniu padengto ploto dalis.

Nustatyta, kad SrRuQO sluoksnio pavirSiuje
formuojasi Sr praturtint junginiu danga. Modelio
parametrai, apraSantys Sr ir O pavirSiniame sluoksnyje
yra labai artimi, tod galima tarti, kad jie yra vienos
prigimties, gretiausiai alygoti Sr(OH), itakos.

ReikSminiai ZodZiai: sinchrotrondn spinduliuog,
kampui jautri fotoelektrom spektroskopija, pavirSiaus
struktira.
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